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Анализ фотоэлектрических, ФР и нелинейно-оптических свойств показал, что 

введение цианинового красителя с высоким сродством к электрону (низким 
потенциалом восстановления) в композит ПВК/SWCNT приводит к двукратному 
увеличению фактора усиления g0 и, следовательно, к увеличению коэффициента 
двулучевого усиления . При этом квантовая эффективность образования свободных 
носителей заряда возрастает почти в 14 раз. Эти эффекты связаны с захватом 
красителем электронов в фотогенерированных электрон-дырочных парах 
ПВК+...SWCNT–. Это снижает вероятность обратной рекомбинации, что приводит к 
увеличению числа свободных дырок в ПВК. Кроме этого, захват электрона красителем 
уменьшает длину пробега электрона, что приводит к увеличению фазового сдвига  в 
направлении движения дырок. Введение красителя приводит к снижению объемной 
восприимчивости в 5 раз. 

Коэффициент двухлучевого усиления и полезный коэффициент равны  = 80 см–

1 и  –  = 70 см–1, соответственно, при поле Е0 = 100 В/мкм и I(0)1 = I(0)2 = 0.24 Вт/см2. 
Предосвещение (воздействие лазера 633 нм в полосе поглощения красителя перед 
измерением ФР свойств) приводит к дальнейшему почти двукратному увеличению 
фактора усиления, по-видимому, вследствие заполнения глубоких дырочных ловушек и 
увеличения длины пробега дырок до захвата.  
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